
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska 
Instytut Konstrukcji Budowlanych 

Zak³ad Komputerowego Wspomagania Projektowania 
Politechniki Poznañskiej 

oraz firma EC Test Systems Sp. z o.o. 
pragn¹ serdecznie zaprosiæ Pañstwa 

do udzia³u w seminarium:

Nowoczesne systemy 
pomiarowe dla oœrodków 

naukowych
które odbêdzie siê 28 listopada  2012 roku 

o godzinie 10:00 w Poznaniu 
przy ul. Piotrowo 5 (budynek CMBiN) w sali 

Program seminarium:

1. Prezentacja firmy EC Test Systems

2. Metody pomiaru drgañ i ha³asu

- Czujniki piezoelektryczne oraz MEMS

- Systemy akwizycji i kondycjonowania 
 sygna³ów firmy LMS International

3. Systemy termowizyjne FLIR Systems

- Kamery inspekcyjne, naukowe oraz
kamery do wykrywania gazów

4.  Bezstykowe systemy pomiarowe

- Prezentacja skaner 3D œredniego 
 zasiêgu - Surphaser 25HSX

- Praktyczny pokaz skanowania za pomoc¹ 
skanera Surphaser 25HSX 

Organizatorzy:

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Instytut Konstrukcji Budowlanych 

Zak³ad Komputerowego Wspomagania 

Projektowania 

ul. Piotrowo 5 (budynek CMBiN)

61-138 Poznañ

EC Test Systems Sp. z o.o. 

ul. Lublañska 34, 31-476 Kraków 

tel.:  +48 12 6277777, fax: +48 12 627770

biuro@ects.pl

www.ects.pl

Tomasz Gajewski
Typewriter
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